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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)提出。
本标准由核工业标准化研究所归口。
本标准起草单位:四川材料与工艺研究所、江苏天瑞仪器股份有限公司、成都理工大学、核工业标准

化研究所、中国工程物理研究院、江西纳优科技有限公司。
本标准主要起草人:杨明太、姚栋樑、方方、吴伦强、肖晨、杨萍、周建斌、杨锁龙、杨李锋。
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引  言

  能量色散X射线荧光光谱仪是以较高能量的射线束或粒子流激发试样中元素的特征X射线,用能

量探测器直接测量受激元素的特征X射线的能量和强度,实现定性、定量分析的仪器。它主要用于冶

金、地质、矿物、石油、化工、生物、医疗、商检、刑侦、考古等行业和领域。
能量色散X射线荧光光谱仪的基本构成如下:
———高压发生器(高压电源);
———X射线管或激发源;
———X射线能量探测器;
———脉冲放大器;
———多道脉冲分析器、数据处理和输出设备。
制定本标准的目的在于:
———规范能量色散X射线荧光光谱仪主要性能测试方法,促进产业的进步和发展;
———为产品的合同订立和产品交易提供技术支持,保障供货方和使用方的权益;
———有利于测量结果及其表述的统一,具有可比性。
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能量色散X射线荧光
光谱仪主要性能测试方法

1 范围

本标准规定了能量色散X射线荧光光谱仪的能量非线性、峰背比、最大线性计数率、能量分辨力、
重复性、不稳定性和检出限的测试方法。

本标准适用于管激发能量色散X射线荧光光谱仪主要性能的测试,其他能量色散型X射线荧光光

谱仪亦可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4960.6—2008 核科学技术术语 第6部分:核仪器仪表

3 术语和定义

GB/T4960.6—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
X射线荧光光谱仪 X-rayfluorescencespectrometer
以较高能量的射线束或粒子流激发试样中元素的特征X射线,将各元素特征谱线分辨并对其强度

进行测量,实现定性、定量分析的仪器。

3.2
能量色散X射线荧光光谱仪 energydispersiveX-rayfluorescencespectrometer
用能量探测器直接分辨试样中元素的特征谱线的X射线荧光光谱仪。

3.3
背景 background
特征X射线能峰以外的谱响应。

3.4
死时间 deadtime
多道分析器接受单个输入信号后不能再接受其他输入信号的时间间隔。
[GB/T4833.1—2007,定义3.32]

3.5
总死时间 totaldeadtime
在测量时间内,死时间的总和。
[GB/T4833.1—2007,定义3.33]

3.6
实时间 realtime
多道分析器获取脉冲幅度分布数据所消逝的实际测量时间。
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